1. Viršutinio žandikaulio padėties kaukolėje biometrinių duomenų registravimo sistema apimanti viršutinio žandikaulio padėties, sagitalinės plokštumos ir apatinio žandikaulio smilkininių sąnarių rotacinės ašies (RA) atžvilgiu, matavimams skirtą priemonę su klinikine okliuzine šakute, matavimų duomenų perkėlimo į laboratorinį artikuliatorių (4, 4‘, 17) priemonę su laboratorine okliuzine šakute, ir laboratorinį artikuliatorių (4, 4‘, 17), apimantį apatinę dalį (17.3) su artikuliatoriaus staliuku ir šonines šakas (16 ‘, 16“) su šarnyrinėmis jungtimis (4.1‘, 4.1‘)  b e s i s k i r i a n t i  tuo, kad
klinikinė okliuzinė šakutė (7), skirta biometrinių veido parametrų matavimui, apima rėmą (7.5), kuris apima
registro (3) laikiklį (7.4),

veido centro liniuotę (7.9), išilgai sutampančią su sagitaline plokštuma (SP) ir esančia joje;

veido kairio šono ir veido dešinio šono biometrinių parametrų matavimui skirtas kairio šono liniuotę (7.1‘) ir dešinio šono liniuotę (7.1“);
kairią rėmo (7.5) atšaką (7.5‘) ir dešinę rėmo (7.5) atšaką (7.5“); kur minėtos kairė ir dešinė atšakos (7.5‘, 7.5“) yra suformuotos taip, kad būtų iš esmės toje pačioje plokštumoje kaip ir registro laikiklis (7.4), o jose esantys liniuočių fiksavimo elementai (7.2‘, 7.2“) būtų atitolę nuo veido centro liniuotės (7.9), atitinkamai į kairę ir dešinę puses, taip, kad užfiksuotos kairė ir dešinė liniuotės (7.1‘, 7.1“), atliekant matavimus, būtų ties, atitinkamai kairios pusės ir dešinės pusės tragus taškais (T) arba individualiai indentifikuotais rotaciniais taškais (RT);
laboratorinė okliuzinė šakutė (8), skirta montuoti artikuliatoriuje (4, 4‘, 17), apima rėmą (8.14), kuris apima
registro laikiklį (8.7);

sagitalinės briaunas (8.3‘, 8.3"), kurios yra skirtos pozicionuoti laboratorinę okliuzinę šakutę (8) ant artikuliatoriaus (4, 4‘, 17) reguliuojamo staliuko (10) taip, kad minėtos briaunos būtų lygiagrečiai reguliuojamo staliuko atitinkamoms laboratorinės okliuzinės šakutės judėjimo nukreipimo briaunoms (10.1‘, 10.1‘) ir lygiagrečios joms;
kairę atšaką (8.4‘) ir dešinę atšaką (8.4“), skirtas atitinkamai kairės liniuotės (8.1‘) ir dešinės liniuotės (8.1“) tvirtinimui, kur minėtos atšakos (8.4‘, 8.4“) tęsiasi nuo registro laikiklio (8.7) taip, kad tarp minėtų atšakų pirmų dalių (8.8‘, 8.8“) būtų tarpas (8.5); 

kur minėtos pirmos dalys (8.8‘, 8.8“) tęsiasi nuo registro laikiklio (8.7) iki antrų dalių (8.9‘, 8.9“), kurios tęsiasi viena kitai priešingomis kryptimis;

kur minėtos kairė ir dešinė atšakos (8.4‘, 8.4“) yra suformuotos taip, kad būtų iš esmės toje pačioje plokštumoje kaip ir okliuzinė plokštuma (8.2), o jose esantys liniuočių fiksavimo elementai (8.6‘, 8.6“) būtų atitolę nuo registro laikiklio centro linijos (8.10), atitinkamai į kairę ir dešinę puses, taip, kad užfiksuotos kairė ir dešinė liniuotės būtų ties artikuliatoriaus (4, 4‘, 17) rotacinės ašies (RA) atitinkamai kairės pusės ir dešinės pusės galais;

artikuliatoriaus (4, 4‘, 17) laboratorinės okliuzinės šakutės (8) pozicionavimo artikuliatoriuje (4, 4‘, 17) reguliuojamas staliukas (10) apima
pagrindą (10.2), skirtą sujungimui su artikuliatoriaus (4, 4‘, 17) laikikliu (4.2‘);
staliuko viršų (10.3), skirtą laboratorinės okliuzinės šakutės pozicionavimui ant jo ir tarp jo sagitalinių briaunų (10.1‘, 10.1“);

staliuko viršaus (10.3) kėlimo mechanizmą (KM), kuris apima staliuko (10) kairėje (KR) ir dešinėje (DS) pusėje simetriškai išdėstytus pantografus (P‘, P“);
kur laboratorinės okliuzinės šakutės (8) tarpas (8.5) tarp kairės atšakos (8.4‘) ir dešinės atšakos (8.4“) yra suformuotas taip, kad laboratorinė okliuzinė šakutė (8) galėtų būti judinama santykinai artikuliatoriaus štiftui (4.3), artikuliatoriaus staliuko (10) pagalba, visomis staliuko reguliavimo kryptimis;

kur lygiagrečiai artikuliatoriaus (4, 4‘, 17) štiftui (4.3) skirtam tarpui (8.5), laboratorinė šakutė papildomai apima vieną tuščią sritį (8.5‘) kitoje kairės atšakos (8.4‘) pirmos dalies (8.8‘) pusėje, santykinai artikuliatoriaus štiftui (4.3) skirtam tarpui (8.5), ir vieną tuščią sritį (8.5“) kitoje dešinės atšakos (8.4“) pirmos dalies (8.8“) pusėje, santykinai artikuliatoriaus štiftui (4.3) skirtam tarpui (8.5“).

2. Sistema pagal 1 punktą kur artikuliatoriaus (4‘, 17) viena šaka (16“) yra šarnyrinė dalis (17.1) ir yra sujungta su artikuliatoriaus apatine dalimi (17.3) atjungiamai per keičiamą individualią jungtį (18), o kita šaka (16‘) yra sujungta neatjungiamai, kur individuali jungtis (18) apima

jungties užpildą (18.3), skirtą sąveikai su artikuliatoriaus (4‘, 17) šarnyrinės dalies (17.1) ir apatinės dalies (17.3) fiksatoriais (17.2) jų nejudamam sujungimui, ir
rėmą (18.1), skirtą prilaikyti užpildo dalį (18.3) ir neleisti judėti šarnyrinės dalies (17.1) ir apatinės dalies (17.3) atžvilgiu ir taip pat apriboti šarnyrinės dalies (17.1) ir apatinės dalies (17.3) judėjimą viena kitos atžvilgiu. 

3. Viršutinio žandikaulio padėties kaukolėje biometrinių duomenų registravimo būdas apimantis viršutinio žandikaulio padėties matavimus sagitalinės plokštumos ir apatinio žandikaulio smilkininių sąnarių rotacinės ašies (RA) atžvilgiu naudojant priemonę su registro (3) laikikliu, matavimų duomenų perkėlimą į laboratorinį artikuliatorių (4, 4‘, 17), apimantį apatinę dalį (12.3, 17.3), artikuliatoriaus staliuką (10) ir šonines šakas (16‘, 16“) su šarnyrinėmis jungtimis (4.1‘, 4.1‘), naudojant duomenų perkėlimo priemonę su registro (3) laikikliu,  b e s i s k i r i a n t i s  tuo, kad
apima

klinikinės okliuzinės šakutės (7), apimančios veido šonų liniuotes (7.1', 7.1“), naudojimą biometriniams duomenims gauti, kur biometrinių duomenų gavimas apima

horizontalų klinikinės okliuzinės šakutės (7) registro (3) laikiklio (7.4) aplikavimą paciento burnoje ir pritvirtintas prie viršutinio žandikaulio (VZ);
veido centro liniuotės (7.9) padėties sutapdinimą su paciento sagitaline plokštuma (SP); 
šoninių liniuočių (7.1‘, 7.1“) įstatymą į klinikinės okliuzinės šakutės (7) šoninių šakų (7.5‘, 7.5“) fiksavimo priemones (7.2‘, 7.2“) taip, kad liniuotės (7.1‘, 7.1“) sutaptų su tragus (T) arba išoriškai išmatuotomis statistinėmis rotacinių ašių vietomis (RT);
atstumo matavimą nuo vienos ir kitos šoninių liniuočių (7.1‘, 7.1“) pirmo taško (13.1‘, 13.1“) iki antro taško (13.2‘, 13.2“) pagal horizontalias šoninių liniuočių (7.1‘, 7.1“) skales, kur

pirmas taškas (13.1‘, 13.1“) yra registruojamas abiejose šoninėse liniuotėse (7.1‘, 7.1“), ties vienos ir kitos veido pusės, ties kuriomis yra pozicionuojamos minėtos šoninė liniuotės, tragus (T) tašku arba išoriškai išmatuotomis statistinėmis rotacinių ašių vietomis (RT),

antras taškas (13.2‘, 13.2“), abiejų šoninių liniuočių atžvilgiu, yra ties kiekvienos šoninės liniuotės (7.1‘, 7.1“) pirmos dalies (7.6‘, 7.6“) ir antros dalies (7.8‘, 7.8“) sujungimu;

atstumo matavimą nuo antro taško (13.2‘, 13.2“) iki trečio taško (13.3‘, 13.3“), pagal šoninių liniuočių (7.6) skalę, vertikalioje liniuotės padėtyje, kur 
trečias taškas (13.3‘, 13.3“) sutampa su klinikinės okliuzinės šakutės (7) šoninių liniuočių laikiklių (7.2‘, 7.2“) viršutiniu paviršiumi t.y. paviršiumi, pro kurį į laikiklius įsistato šoninės liniuotės;

silikoninio registro (3) nuėmimą nuo klinikinės okliuzinės šakutės (7) registro laikiklio (7.4) ir tvirtinimą prie laboratorinės okliuzinės šakutės (8) registro laikiklio (8.7); 
ir 

laboratorinės okliuzinės šakutės (8), apimančios šonų liniuotes (8.1‘, 8.1“), naudojimą biometriniams duomenims perkelti į artikuliatorių (4, 4‘, 17), kur biometrinių duomenų perkėlimas apima

laboratorinės okliuzinės šakutės (8) pozicionavimą ant artikuliatoriaus (4, 4‘, 17) stalelio (10) taip, kad artikuliatoriaus štiftas (4.3) atsidurtų tarpe tarp laboratorinės okliuzinės šakutės (8) šoninių atšakų (8.4‘, 8.4“) pirmų dalių (8.8‘, 8.8“), apimantį laboratorinės okliuzinės šakutės (8) abiejų šoninių liniuočių (8.1’, 8.1”) atitinkamai pirmo (13.1”’, 13.1””), antro (13.2’”, 13.2””, ) ir trečio (13.3’”, 13.3””) taškų padėtį atitinkamų atšakų (8.4’, 8.4”) ir vienas kito atžvilgiu pagal klinikinės okliuzinės šakutės (7) išmatuotus parametrus nuo pirmo taško (13.1’, 13.1”) iki antro taško (13.2’, 13.2”) horizontaliai ir nuo antro taško (13.2’, 13.2”) iki trečio taško (13.3’, 13.3”) vertikaliai, nustatymą;

viršutinio žandikaulio modelio (VZM) uždėjimą ant laboratorinės okliuzinės šakutės (8) silikoninio registro (3);

klinikinės okliuzinės šakutės (7) išmatuoto atstumo atkartojimą laboratorinės okliuzinės šakutės (8) šoninių liniuočių (8.1‘ ,8.1“) skalėse.

4. Būdas pagal 3 punktą papildomai apima vienos artikuliatoriaus (4‘, 17) šakos (16“) padėties modifikavimą kitos artikuliatoriaus šakos (16‘) atžvilgiu.

5. Būdas pagal 3 arba 4 punktą, naudojant sistemą pagal bet kurį vieną iš 1-2 punktų, kur viršutinio žandikaulio padėties kaukolėje biometrinių duomenų registravimo būdas yra atliekamas virtualioje aplinkoje.
